ELEKTRIKSEL TEST CIHAZLARI FLUKE -

Cih:'izlarlquuyan,veriyikablosuzolarakpayla;an COK FONKSiYONlU EI.EKTRiKSEI. TESiSAT
\t{:::szfutkeeﬂ:%o Serisi Tesisat Test Cihazi, yalitim testleri TEST CIHAZ I
sirasinda bagl olan cihazlara hasar gelmesini &nlemeye 1664 FC / 1663 ve 1662

yardma olan ve kullanialanin dogrudan sahadan akill
telefonlar ile kablosuz olarak test sonuglarini géndermelerini
saglayan tek tesisat test cihazidir.

Daha hizli, daha giivenli tesisat testi

Yeni Fluke 1660 Serisi Tesisat Test Cihazi, yalitim testleri

sirasinda bagh olan cihazlara hasar gelmesini dnlemeye

yardima olan ve kullanialarin dogrudan sahadan akill

telefonlan ile kablosuz olarak e-posta ile test sonuglarini

gondermelerini saglayan tek tesisat test cihazidir. '| 664 Fc

Dahili Aksesuarlar

6x AA (IECLR6) pil, C1600 sert tagima kutusu

Sifir Adaptorii

Agir hizmet ana kablosu

TL1665 STD standart test ucu kiti I 663
Boyun pedli kemer ve askisi

Hizli referans kilavuzu

TP165X Uzaktan Kontrollii Prob ve ug

(D-ROMda kullanici kilavuzu

Siparis Bilgileri

Fluke 1664 FC Otomatik Testli Cok Amacli Tesisat Test Cihazi,

Yalitim On Testi, Fluke Connect®uyumlulugu '| 662
Fluke 1663 Cok Amacli Tesisat Test Cihazi

Fluke 1662 Cok Amacli Tesisat Test Cihazi

Fluke 1664 FC

Daha giivenli caligin, test sirasinda tesisati koruyun, sonuglari paylasin

®  Fluke 1664 FC, yalitim testleri sirasinda bagh aygitlart koruyan ve test sonuclarini akilli
telefon Gizerinden is arkadaslariniz veya miisterilerinizle paylasmanizi saglayan yegane
yalitim test cihazidir. Fluke’un patenti beklemede olan Yalitim On Testi cihaz, test
sirasinda sisteme bagli aygitlarla test gerceklestirmenizi engeller. Bu da kazara hasar
olugmasini dnlemeye yardima olur ve miigterilerinizin memnuniyetini siirdiriir.

®  Aynica, Fluke 1664 FCsize Fluke Connect'in giiciinii sunar. Artik test sonuclarinizi, Fluke
1664 FCile dogrudan akilli telefonunuza gonderebilir ve bu sonuglari ekip Giyelerinize
aktarabilirsiniz. Geri bildirimleri, onerileri ve sorulariniza cevaplan alabilirsiniz.

®  Aynca test sonuclarinizi Fluke Cloud™ depolama iizerinde kaydedebilirsiniz.
Verileri kagitlara yazmaya ve olasi aktanim hatalarina son. Bulut depolama, tiim test
sonuclarinizi hizlica, giivenli ve kesin bir sekilde depolamanizi ve Fluke DMS ile test
sertifikalari olusturmanizi saglar.

Caligkan profesyoneller icin ideal test cihazi

®  Budihaz, profesyonel kullaniclar icin idealdir—tam ozellikli islevsellik, gelismis 6l¢iim
kapasitesi, yine de kolay kullanim. Calistinimas sezgiseldir ve tim seviyedeki saha
calisanlan tarafindan kolaylikla dgrenilebilir.

®  Saglam, temel tesisat test cihazi
®  Fluke 1662 size; Fluke giivenilirligi, basit calisma ve her giin tesisat testleri icin gerek
duydugunuz tiim test giiciini verir.
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FLUKE- ELEKTRIKSEL TEST CIHAZLARI

COK FONKSIYONLU ELEKTRIKSEL TESISAT
TEST CIHAZI

1664 FC / 1663 ve 1662
Teknik Ozellikler

Modeller 1664 FC 1663 1662
Yalitim On Testi giivenlikislevi *YENI .
L-N, N-PE girislerinde yalitim *YENI .
OtomatikTest sekansi *YENI .
Devre ve hat direnci —mQ ¢oziiniirliik .
L-N, N-PE girislerinde devamlilik*YENi . .
Diizgiin dc’ye hassas RCD’leri test edin(Tip B/B+) . .
Topraklama direnci . .
Gerilim (t-rms)ve frekans . . s
Kablo baglantilan kutup denetleyicisi, kirik PE ve N tellerini tespit eder . . .
Yalitim direnci . . o
Devamlilik ve direng . . .
Devamlilik testi ile motor bobinlerini 6lgme (@ 10 mA) . . .
Devre ve hat direnci . . o
Olasi toprak hataakimi (PEFC/IK) . o o
Olasi kisa devreakimi (PSC/IK) . . .
RCD a¢gma kapama siiresi . . e
RCD agma kapama akimi(rampa testi) . . .
Trip zamanini ve RCD tip A ve ACicin akimi tek birtestte dlcer . . .
RCD degisken akimi . . c
Otomatik RCDtest sekansi . . 5
Faz sekansi testi . 5 .
Diger ozellikler
Fluke Connect® uyumlulugu *YENi .
ShareLive™arama*YENI .
Fluke Cloud™depolama *YENi .
RCD iin Acik/Kapal ayarlanabilir otomatik baglatma ve Devre Testi YENI . . .
Otomatiktest . . c
Isikli ekran . . e
Bellek, arabirim
ZMaxbellek *YENi . .
Bellek . . c
IR-USB ve BLE arabirimi (istege baglh Fluke DMS ve FVF yazilimi ile kullanildiginda) IR-USB/BLE IR-USB

o
Boyut 10cm (U)x25cm (6)x 12,5 am (Y) —— b
Agirlik (piller ile birlikte) Yakl. 1,3 kg Doms cagedu, 2. oo o ot
Pil boyutu, miktar 1,5V tip A (IECLR6), 6 parca o —
Sizdirmazhk IP 40 Topraama dienc (modelle 1663 ve 1664
Giivenlik IEC/EN61010-1, UL61010, ANSI/ISA —582.02.01 ve CAN/CSA c22.2 No. 1010 ile R

uyumlu
Asin gerilim CAT11/500V; CAT IV 300V
Performans IEC/EN61557-1 ila IEC/EN61557-7 ve [EC/EN61557-10 Model 1664 FC-Tus Fonksiyonlan
354
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ELEKTRIKSEL TEST CIHAZLARI FLUKE -

COK FONKSIYONLU ELEKTRIKSEL TESISAT
TEST CIHAZI
1664 FC / 1663 ve 1662

ACve DC gerilim Olgiimii (trms)

S0V |01V | %08+3 | 360k | 660V rms
Devamlilik Testi (RLO)

Aralik (Otomatik aralik) Acik Devre Gerilimi

200/2000/20000 lo010010/10 | >av

Devre ve Hat Empedansi (Z1)

Aralik Coziiniirliik

10 Q (Yiiksek akim mQ modu) /20 Q/ 200 /2000 Q | 1mQ/0,010/0,10/1Q

Olasi Toprak Hata Akimi, PSC Testi

s
1000 A/10 kA (50 kA) | 1A/0,1 kA

Hesaplama: Olasi Toprak Hata Akimi (PEFC) veya Olasi Kisa Devre Akimi (PSC), sirasiyla dlgiilen devre (L-PE) direnci veya hat (L-N) direncinin dlgiilen ana sebeke gerilimine bdliinmesi ile belirlenir.

Yalitim Direng Oliimii (RISO)

Test Voltajlan Test Gerilimi Kesinligi (anilan test geriliminde)
Model 1662 Model 1663, Model 1664 FC + %710, - %0
100-250-500-1000 V 50-100-250-500-1000 V

50V 20 MQ/50 MQ 0,01 MQ/0,1 MQ 1TmA @50 kQ
100V 20 MQ/100 MQ 0,01 MQ/0,1 MQ TmA @ 100 kQ
250V 20 MQ/200 MQ 0,01 MQ/0,1 MQ 1TmA @ 250 kQ
500V 20 MQ/200 MQ/500 MQ 0,01 MQ/0,1 MQ/1 MQ 1mA @500 kQ
1000V 20 MQ/200 MQ/1000 MQ 0,01 MQ/0,1 MQ/1 MQ TmA@1MQ
RCD testi, test edilen RCD tipleri
RCD Tipi Model 1662 Model 1663, 1664 FC
A (Y NFYAC,GS AJF, AC, B/B+, G, S
Notlar: ‘A('ye uygun. ZGeneI, gecikme yok. “Zaman gecikmesi. “Darbeli sinyale yanit verir.sDUszin DCsinyaline karsilik olarak
Trip zamani testi (AT)
. Ol¢iim Araligi
Akim Ayarlan Carpan X :
RCDTip G RCDTip S
10-30-100-300-500-1000 mA — VAR XV, x1
10-30-100— mA X5 50 ms 160 ms

Notfar: 1000 mA yalniz tip AC. 700 mA VAR modunda maksimum tip A, tip B igin VAR modu kullanilamaz.
RCD trip akim dl¢iimii/rampa testi (Index pN)

Bekleme Siiresi .
Alam Aralig Adim Boyutu m“ Ol¢iim Hassasiyeti

RCD anmageriliminin %30ile%110u %710 Indeks AN 300ms/adim 500 ms/adim +%5
Notlar Tamimlanan agma akimi araliklari (EN 61008-1):
Tip Alan > 10 mA icin %30 ile %150 Tip ACicin %50 - %100
Tip AlpN icin %30 ile %210 = 10mA Tip A (>10mA) icin %35 - %140
Tip Bicin %20 - %210 Tip A (<10 mA) icin %35 - %200

Tip B icin %50 - %200
Tip B %5

Toprak direng testi (RE) sadece 1664 FC ve 1663 Modellerinde

2000/20000 | 0,10/10 | 1281z |
Faz sekansi gostergesi
Faz Sekans gostergesi etkin. | 100ile 500V | “1-2-3:"veya“3-2-1"
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